附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	
	第一组
	国标委发〔2024〕28号
20241911-T-469
	太阳能电池用硅单晶及硅单晶片
	TCL中环新能源科技股份有限公司
	审定

	
	
	工信厅科函〔2024〕191号

2024-0734T-YS
	多晶硅生产企业节能诊断技术规范
	四川永祥股份有限公司
	审定

	
	
	工信厅科函〔2024〕352号
2024-1002T-YS
	硅多晶用硅粉理化性能的测定 第1部分：有效硅含量的测定 重量法
	新特能源股份有限公司
	审定

	
	
	工信厅科函〔2024〕352号
2024-1003T-YS
	硅多晶用硅粉理化性能的测定 第2部分：浊度的测定 散射光法
	新特能源股份有限公司
	审定

	
	
	工信厅科函〔2024〕352号2024-1004T-YS
	流化床法颗粒硅表面金属含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法
	乐山协鑫新能源科技有限公司
	审定

	
	
	中色协科字〔2024〕80号

2024-064-T/CNIA
	硅多晶用包装袋内表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	亚洲硅业（青海）股份有限公司
	预审

	
	第二组
	国标委发〔2024〕16号
20240494-T-469
	碳化硅单晶抛光片堆垛层错测试方法
	山东天岳先进科技股份有限公司
	审定

	
	
	国标委发〔2025〕3号
20250151-T-469
	碳化硅粉
	山西烁科晶体有限公司
	讨论

	
	
	国标委发〔2025〕12号
20250729-T-469
	碳化硅晶片表面杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	广东天域半导体股份有限公司
	讨论

	
	
	国标委发〔2025〕12号
20250731-T-469
	碳化硅外延层载流子寿命的测试 瞬态吸收法
	广东天域半导体股份有限公司
	讨论

	
	
	中色协科字〔2025〕23号
2025-033-T/CNIA
	碳化硅粉表面金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	山西烁科晶体有限公司
	讨论



